Hermes LabSystems, s. r. o. Ustav geotechniky Slovenskej akadémie vied

Kiupna zmluva
uzavreta podla § 409 a nasl. zak. €.513/1991 Zb. -Obchodny zékonnik v platnom zneni

¢islo zmluvy predavajuceho: KJO1111111 ¢islo zmluvy kupujuceho: 01/2012

Nazov projektu: ,,Centrum excelentnosti pre integrovany vyskum geosféry Zeme.*
ITMS kéd 26220120064

CL1
Zmluvné strany
1.1 Predavajuci: Hermes LabSystems, s. r. o.

Sidlo: Puchovska 12, 831 06 Bratislava
Pravna forma: spoloénost’ s ruéenim obmedzenym
Opravneny konat’ v mene spolo€nosti: RNDr. Andrej Vadkerti - konatel’
Splnomocneny zastupca: Ing. Jan Hrouzek, PhD.
ICO: 35693487
DIC: 2020310083
IC DPH: SK2020310083
bankové spojenie: Tatra Banka, a. s.
¢. uctu: 2626040775/1100
tel. ¢islo: 02/4920 6938
fax &islo: 02/4488 8546
Spolo¢nost’ je zapisana: v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I,

odd.: Sro, vlozka ¢.: 11272/B.
(dalej len ,, preddvajuci )

1.2 Kupujaci:

Obchodné meno: Ustav geotechniky Slovenskej akadémie vied
Sidlo: Watsonova 45, 040 01 KoSice

Opravneny konat’ v mene spolo¢nosti: host’. prof. Ing. Vitazoslav Kripa, DrSc. — riaditel’
ICO: 00 166553

DIC: 2020762612

IC DPH: SK2020762612

bankové spojenie: Statna pokladnica, Bratislava

¢. udtu: 7000377301

tel. Cislo: 055/7922601

fax. ¢islo: 055/7922604

Prispevkova organizacia zriadena uznesenim Predsednictva SAV &. XII zo diia 22. 11. 1954, aktualna
zriad’ovacia listina vydana Predsednictvom SAV &.j. 468/G/12/2008 zo diia 28. 7. 2008
(dalej len ,, kupujici*“)

ClL. 2.
Podklady pre uzatvorenie zmluvy

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka predavajuceho predlozend v ramci verejného
obstardvania postupu zadavania nadlimitnej zdkazky v zmysle zdkona €. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorich predpisov.

CL. 3.
Pravne predpisy

3 Vzijomné vztahy oboch zmluvnych stran sa riadia ust. zdkona &islo 513/1991 Zb., v zneni
neskorSich predpisov - Obchodny zadkonnik, zdkona ¢&. 18/1996 Z.z. o cenach, v zneni neskorSich
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predpisov a vyhlaskou ¢&. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zdkon Narodnej rady Slovenskej republiky
€. 18/1996 Z.z. o cenach, v zneni neskorSich predpisov.

Cl 4.
Predmet zmluvy
4.1 Predavajuci sa zavidzuje dodat’ kupujicemu tovar:
1ks ICP-OES spektrometer s indukéne viazanou plazmou
1ks Plynovy chromatograf s hmotnostnym spektrometrom (GC-MS)
ks RTG-fluorescenény spektrometer

Predmetom zmluvy d’alej je:

= Dopravné, Spediné, colné a poistné naklady a naklady spojené s prepravou, uvedenie do
¢innosti u kupujuceho, vratane zaskolenia, kompletna dokumentacia a manuély pre obsluhu
predmetu zmluvy, zaruény servis.

* PrisluSenstvo potrebné pre plnii instalaciu a uvedenie pristrojov do prevadzky a otestovanie
ich plnej funkénosti v deklarovanych parametroch citlivosti, rozliSenia a presnosti
stanovenia.

4.2 Kupujuci sa zavdzuje predmet zmluvy prevziat’ a zaplatit’ predavajicemu kiapnu cenu podla
Clanku 6.1. tejto zmluvy. Sucastou dodavky bude kompletna dokumenticia a manuély pre obsluhu
predmetu zmluvy.
CL5.
Cas miesto plnenia

5.1 Predavajici dod4 kupujicemu predmet zmluvy v lehote do 4 mesiacov odo diia podpisania
tejto zmluvy obidvoma stranami a jej nasledného doruenia predavajicemu.

5:2 Miestom plnenia je: Ustav geotechniky Slovenskej akadémie vied, Watsonova 45, 040 01
Kosice
CL 6
Cena a platobné podmienky
6.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvna cena je stanovena dohodou v zmysle ustanovenia

zékona €.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhl. €.87/1996 Z.z., ktorou sa
vykondva zakon o cenach v zneni neskor$ich predpisov.

Cena tovaru je vyjadrend v eurach.

ICP-OES spektrometer s indukéne viazanou plazmou

zmluvna cena bez DPH: 70 800,00 eur
sadzba 20% a vyska dane: 14 160,00 eur
zmluvna cena vratane DPH: 84 960,00 eur
Zmluvna cena vratane DPH slovom: osemdesiatstyritisic devit'stoSestdesiat eur

Plynovy chromatograf s hmotnostnym spektrometrom (GC-MS)

zmluvna cena bez DPH: 66 700,00 eur
sadzba 20% a vyska dane: 13 340,00 eur
zmluvna cena vratane DPH: 80 040,00 eur
Zmluvna cena vratane DPH slovom: osemdesiattisic Styridsat’ eur

RTG-fluorescenény spektrometer

zmluvna cena bez DPH: 74 550,00 eur
sadzba 20% a vySka dane: 14 910,00 eur
zmluvna cena vratane DPH: 89 460,00 eur
Zmluvna cena vratane DPH slovom: osemdesiatdevit'tisic StyristoSest'desiat eur
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Cena zakazky celkom

zmluvna cena bez DPH: 212 050,00 eur

sadzba 20% a vyska dane: 42 410,00 eur

zmluvna cena vratane DPH: 254 460,00 eur

Zmluvna cena vratane DPH slovom: dvestopat'desiatstyritisic StyristoSestdesiat eur
6.2 Kupna cena je vysledna cena pre kupujliceho a zahfiia v sebe néklady:

= suvisiace s dovozom predmetu zmluvy (colné poplatky, obchodnti a dovoznu
prirazku, DPH),

= nadopravné,

® na inStalaciu a zaSkolenie obsluhy, uvedenie pristroja do prevadzky.

6.3 Kupujici uhradi kipnu cenu po odovzdani aprevzati predmetu zmluvy, prislusnych
dokumentov a dodacieho listu a to na zaklade faktury predavajiceho. Zmluvné strany sa dohodli na
minimdlne 90 diiovej lehote splatnosti od dila dorudenia faktury.

6.4 Predavajuci vystavi jednu fakttru.

6.5 Faktira musi obsahovat’ nalezitosti datiového dokladu v sulade so zdkonom &. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty. Kazda faktira bude obsahovat’:
= oznacenie faktdra, ¢islo fakttry
obchodné meno a sidlo kupujuceho
obchodné meno a sidlo predavajticeho
nazov Projektu SF
kéd ITMS Projektu
¢islo a ndzov Kupnej zmluvy................ 075 s - A———
deil dodania tovaru, den splatnosti faktiry
= pazov a adresu petiazného tstavu predavajuceho
= (islo Gctu, na ktory sa ma platit’
= fakturovanu sumu
= ndleZitosti pre ucely DPH
= peciatku a podpis opravnenej osoby

6.6 Na zaciatku textu faktiry, ako podstatna ¢ast’ faktiry, bude uveden¢:
Fakturujeme Vam pre projekt zo Strukturalnych fondov EU, ndzov projektu: ,,Centrum excelentnosti
pre integrovany vyskum geosféry Zeme*, ITMS kdd projektu 26220120064

6.7 V pripade, Ze faktiura nebude obsahovat’ uvedené naleZitosti, kupujici je opravneny vratit ju
predavajicemu na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie splatnosti a nova lehota splatnosti
za¢ne plynut’ doru¢enim opravenej faktiry kupujicemu.

6.8 V pripade omeskania so zaplatenim kupnej ceny v termine splatnosti faktiry riadne dodaného
tovaru m4 predéavajuci pravo uétovat’ urok z omeskania vo vyske 0,03% z fakturovanej sumy za kazdy
deti omeskania.

6.9 V pripade omeSkania predavajiceho so splnenim dodavky predmetu zmluvy predavajici sa
zavidzuje uhradit’ kupujicemu zmluvni pokutu vo vyske 0,03% z ceny dodavky za kazdy deii
omeskania. Zaroveri ma objednévatel’ v takomto pripade pravo odstipit’ od zmluvy. Uvedent zmluvni
pokutu méZe objednavatel’ zapogitat’ so splatnou pohl'adavkou zhotovitel’a voéi objednavatel'ovi, ktora
vznikla z tejto zmluvy. Tym nie je dotknuté pravo kupujuceho podla ust. § 371 ods.2 Obchodného
zakonnika.

CL7.
Zaruky, reklamacné konanie

7.1 Predavajuci ruci kupujicemu za to, Ze predmet zmluvy akostou zodpoveda platnym normam
akosti. Na cely predmet zmluvy predavajtci poskytne zaruku na 24 mesiacov. Zaru¢na doba sa pocita
odo diia uvedenia predmetu zmluvy do Einnosti u kupujiceho.
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72 Vady zjavné, zistené pri prevzati predmetu bude kupujici reklamovat’ pri podpise dodacieho
listu.

713 Skryté vady ma kupujici pravo reklamovat' bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do konca
zaruénej lehoty.

7.4 Predavajici sa zavédzuje vykonat® servisny zasah v pracovnych diioch do 7 pracovnych dni od
nahlasenia poruchy. Odstranenie zavady je mozné vykonat vymennym spdsobom dodanim tovaru
porovnatel'nych parametrov. Neopravitel'na zavada pocas zaruky sa bude rie$it’ do 60 dni vymennym
spdsobom. V pripade opravnenej reklamacie predavajuci si nebude uétovat’ Ziadne naklady stvisiace
s vybavenim reklamécie. Servisnym miestom je sidlo predavajaceho.

15 Predavajici poskytne v priebehu zaruky kupujicemu bezplatné konzultacie (telefonické
poradenstvo) v stivislosti s predmetom zmluvy v pracovnych diioch v ¢ase od 9 do 15 hod.

7.6 Predévajuci neru¢i za vady predmetu nespravnou manipulaciou kupujiceho a to najma:
= neodbornym zasahom kupujtceho resp. tretej osoby
= nespravnou obsluhou alebo prevadzkou v rozpore s navodom na obsluhu.
7.7 Zaru€na doba neplynie po dobu, po ktori kupujuci nemdze uzivat’ tovar pre jeho vady, za
ktoré zodpoveda predavajuci.
7.8 Kupujtci sa zavizuje, Ze pripadni poziadavku na odstranenie vady uplatni bezodkladne po jej

zisteni (pisomne, e-mailom, faxom) v servisnom stredisku predavajuceho Puchovska 12, 831 06
Bratislava, tel.: 02/ 4920 6938; fax: 02/4488 8546, e-mail: mail@hermeslab.sk.

7.9 Nahlasovanie, preberanie a rieSenie poZiadaviek kupujuceho bude predavajici vykonavat
v pracovnych ditoch v ¢ase od 9 do 15 hod.

CL 8.
Ostatné ujednania

8.1 Kupujuci je povinny reSpektovat’ pokyny predavajuceho v oblasti prevadzkovania a udrzby
predmetu zmluvy. Kupujuci sa zavidzuje umoZnit’ pristup uréenym zamestnancom predavajiuceho do
priestorov svojho objektu za G¢elom splnenia tejto zmluvy a prevedenia montdZe predmetu zmluvy.
Riziko za $kody na predmete zmluvy prechadzaju na kupujuceho v dobe, ked’ prevezme predmet
zmluvy od predéavajiceho. Zodpovednost’ predavajuceho za vady tovaru sa riadia § 436 a nasl. Obch.
zakonnika.

8.2 Predévajtici musi zabezpedit’ pred dodanim predmetu zakazky vSetky odsuhlasenia, certifikaty
vztahujice sa na homologizaciu pre Slovensku republiku a iné dokumenty, potrebné pre overenie
stladu prislusnych &asti dodavky zmluvy s normami a predpismi platnymi v Slovenskej republike
alebo s inymi predpismi, pokial’ je to stanovené zmluvou.

8.3 Predavajuci obstara na svoje naklady:

- ucast kupujuceho na pokrodilom Skoliacom kurze obsluhy pre 2 osoby u vyrobcu,
resp. v referenénom laboratoriu.

- kompletnu inStalaciu systému, otestovanie funkénosti, splnenie S$pecifikaénych
poziadaviek, predvedenie zdkaznikovi, ivodne zaskolenie obsluhy v mieste inStalacie
instalaénym technikom.

8.4 Kupujtci sa zavizuje udrziavat’ vSetky informdcie zistené pri plneni tejto zmluvy v tajnosti,
nezverejiiovat’ ich vo vztahu k tretim osobam, s tym, Ze bude rozSirovat dobré obchodné meno
predavajtuceho.

8.5 Vo vztahoch touto zmluvou neuréenych sa ostatné prava a povinnosti zmluvnych stran riadia
podla § 409 a nasl. Obchodného zékonnika €. 513/1991 Zb., v zneni neskorsich predpisov.
8.6 Ak sa akékol'vek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym v dosledku jeho rozporu s

pravnymi predpismi SR a ES, nespdsobi to neplatnost’ celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takom
pripade zavizuju bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit’ neplatné zmluvné ustanovenie novym
platnym ustanovenim tak, aby zostal zachovany uéel zmluvy a obsah jednotlivych ustanoveni tejto
zmluvy.
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8.7 Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukoncenie si zmluvné strany povinné prednostne rie§it' vzdjomnymi zmierovacimi rokovaniami a
dohodami. V pripade, Ze sa vzdjomné spory zmluvnych stran vzniknuté v shvislosti s plnenim
zavizkov podla zmluvy alebo v suvislosti s fiou nevyrie$ia, zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze
vietky spory vzniknuté zo zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukondenie, budi
rieSené na miestne a vecne prislusnom stide Slovenskej republiky podla pravneho poriadku Slovenskej
republiky.

8.8 Nasledujiice ustanovenia kupnej zmluvy vyplyvaju zo v§eobecnych zmluvnych podmienok k
Zmluve o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku.

Predéavajuci berie na vedomie, Ze:

8.8.1 V zmysle vSeobecnych zmluvnych podmienok (VZP) k zmluve o poskytnuti nenavratného
finan¢ného prispevku (NFP) je kupujlci povinny zaslat’ poskytovatelovi NFP, t.j. Agentire
Ministerstva $kolstva, vedy, vyskumu a $portu SR pre Strukturalne fondy EU (ASFEU)
dokumentaciu z verejného obstaravania v plnom rozsahu, ak ASFEU neur&i inak.

8.8.2 Uvedent dokumentaciu v zmysle VZP je kupujuci povinny predlozit ASFEU po ukon&eni
vyhodnotenia ponik predloZzenych uchadzami, pred podpisom zmluvy medzi kupujicim a
uspeSnym uchadzaCom a po podpise dodatku zmluvy medzi kupujicim a dspeSnym
uchddzaCom, avsak najneskor 30 dni pred podpisom zmluvy na dodavku tovarov s Uspe$nym
uchadzaCom, alebo dodatku k takejto zmluve.

8.8.3 ASFEU ma4 pravo zucastnit’ sa na procese verejného obstaravania ako nehlasujuci ¢len komisie
na vyhodnotenie pontik. Kupujuci je povinny oznamit ASFEU termin a miesto konania
vyhodnotenia ponuk najmenej 7 dni vopred.

8.8.4 ASFEU vyzve kupujuceho na upravu navrhu zmluvy na dodavku tovarov v stlade s
podmienkami ponuky tspe$ného uchadzada, ak pofas overovania navrhu zmluvy na dodavku
tovarov zisti nestilad predmetu, hodnoty alebo iny zavazny nesulad navrhu zmluvy na dodavku
tovarov oproti predmetu zdkazky a hodnote zdkazky navrhnutej uspe$nym uchadzacom.

8.8.5 KONTROLA, AUDIT A OVEROVANIE NA MIESTE

Kupujuci sa zavidzuje, Ze umozni vykon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany
opravnenych os6b na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle prislusnych
pravnych predpisov. SR a ES a tejto zmluvy. Kupujici je pocas vykonu
kontroly/auditu/overovania na mieste povinny najmi preukazat’ opravnenost vynaloZenych
vydavkov a dodrZanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.

Kupujuci je povinny zabezpecit' pritomnost’ 0sdb zodpovednych za realizaciu aktivit Projektu,
vytvorit’ primerané podmienky na riadne a v€asné vykonanie kontroly/auditu/overovania na
mieste a zdrZzat' sa konania, ktoré by mohlo ohrozit' zafatie a riadny priebeh vykonu
kontroly/auditu/overovania na mieste.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste mozu vykonat
kontrolu/audit/overovanie na mieste u kupujuceho kedykol'vek od podpisu tejto Zmluvy az do
31.12.2021. Uvedena doba sa predizi v pripade ak nastant skutoénosti uvedené v &lanku 90
Nariadenia Rady (ES) €. 1083/2006 o ¢as trvania tychto skuto¢nosti.

Opréavnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste si najma:
a) ASFEU a nim poverené osoby,
b)  Najvyssi kontrolny trad SR, prislusnd Sprava finan¢nej kontroly, Certifikaény
organ a nimi poverené osoby,
c) Orgéan auditu, jeho spolupracujtice organy a nimi poverené osoby,
d)  Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
e) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v stlade s prisluSnymi
pravnymi predpismi SR a ES.
V zmysle uvedeného sa predavajici zavdzuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania
suvisiaceho s doddvanym tovarom vo svojich priestoroch opravnenymi osobami na vykon
kontroly/auditu/overovania v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a ES a zmluvy o
poskytnuti nendvratného finanéného prispevku kupujicemu.

8.9 Prilohy:
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Priloha &.1 Specifikacia predmetu zékazky (podla &asti B.1 Opis predmetu zikazky)
8.10  Zmeny, resp. doplnenia tejto zmluvy mézu byt vykonané formou dodatkov k tejto zmluve, po
ich odstihlaseni oboma zmluvnymi stranami.
8.11  Tato zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z ktorych kupujuci obdrzi 5 origindlov a
predavajuci 1 original zmluvy.
8.12  Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a prehlasuju, Ze ich prejavy vole st
slobodné, vazne, zrozumitel'né a ur€ité, €o svojimi podpismi potvrdzuju.
8.13  Tato zmluva nadobuda platnost’ podpisom zmluvnych stran a u¢innost’ diiom nasledujicim po
dni jej zverejnenia na webovom sidle kupujiceho/objednavatel’a.

v Bratislave, dria 28.02.2012 v KoSiciach, diia 08 MAR. 2012
Predavajuci: Kupujuci:

\\In\f\g. Jan Hrou,zelrc, PhD.
splnoimocneny zastupca
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PRILOHA €. 1 KU KUPNEJ ZMLUVE C. KJ01111111

Hmotnostny spektrometer s indukéne viazanou plazmou

Agilent ICP-MS 7700x

Nebulizér: koncentricky, 1 ks skleneny, 1 ks z PFA,

Material sprejovacej komory: kremeii a PFA rezistentny voci HF,

Typ sprejovacej komory: Scottova, dvojcestna,

Termostat sprejovacej komory,

Nastavenie teploty sprejovacej komory v rozpiti: -5 az +20 °C,

Persitalticka pumpa: trojkandlova — privod vzorky, vnutorného Standardu, odvod odpadu zo
sprejovacej komory,

Zariadenie pre umoZnenie davkovania vzoriek s koncentraciou rozpustenych tuhych latok az do
niekol’ko percent,

Davkovaci systém pre $peciantl analyzu s izokratickym ¢erpadlom,

Radiofrekvenény generator plazmy s frekvenciou 27 MHz,

Rozpitie vykonu generatora plazmy 500 — 1600 W, s krokom min. 10 W,

Material hordka: Horéak z jedného kusa - kremeni 1 ks a 1 ks s platinovym injektorom rezistentnym
voc¢i HF,

Horék vybaveny tieniacim systémom,

Priemer injektora: 2,5 mm,

Polohovag horaka: s krokovym motorom v troch osiach,

Najmensi krok polohovaca horaka: 0,1 mm,

Nastavenie horizontalnej a vertikalnej polohy: = 2 mm,

Nastavenie vzorkovacej hibky horaka: 3 — 28 mm,

Optimalizacia polohy horaka: automatizovana s ladenim pristroja,

Material konusov: 1 par nikel a 1 par platina,

Velkost’ otvoru vzorkovacieho konusu: 1mm,

Vzorkovaci konus musi byt’ jednoducho odnimatel'ny bez pouZitia nastrojov,

Velkost’ otvoru skimmer konusu: 0,4 mm,

I6nové Sosovky pristupné bez zavzdus$nenia vakuovej komory,

Systém SoSoviek musi poskytovat’ plochu distribiiciu odoziev pre rdzne hmoty,

Systém odstrafiovania interferencii:

Kolizno/reakéna cela,

Geometria cely: oktopdl,

RF Frekvencia : min. 12 MHz,

Plyn pre celu: He s €istotou min. 99,999 %,

Spol'ahlivost’ odstratiovania interferencii istym He pre vietky analyty aj v neznamych matriciach
musi byt’ deklarovana vyrobcom,

Moznost’ doplnenia d’al$ich plynov pre celu,

Rychla zmena rezimu cela bez plynu/s plynom, pripadne rychla vymena jedného plynu za iny (<7
sek),

Hmotnostny analyzator: linearny kvadrupél s hyperbolickym prierezom,

Pracovna frekvencia kvadrupdlu: najmenej 3 MHz,

Rozsah hmotnosti: min 2 — 260 amu,

Rychlost’ skenovania v rozsahu analytov Li — U az 2852 amu/s,

Rozlisenie hmoét: 0,3 — 1,0 amu,

Stabilita hmotnostnej osi: < 0,05 amu/deti, < 0,1 amu/6mesiacov,

Detektor pracujuci v dudlnom rezime (pulzny aj analégovy),

Dynamicky rozsah detektora: min 9 poriadkov,

Minimalne trvanie merania jednej hmoty: max. 100 psek,

Vékuovy systém so split-flow turbomolekulovou pumpou; max 1 turbomolekulova pumpa,
Hadica pre olejovii vyvevu s materialu odolného voci kyselinam s dizkou min. 3 m,
Automatické vakuovanie pristroja po vypadku elektrického priidu bez potreby zasahu uZivatela,
Citlivost™

Li (7): min. 50 Mcps/ppm,
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Y (89): min. 160 Mcps/ppm,
T1(205): min. 80 Mcps/ppm,
Pozadie: merané na m/z zodpovedajuce 'ubovolnému prvku:
pre reZim bez plynu v cele: max. 2 cps,
pre rezim s He v cele: max. 0,5 cps,
Pomer oxidov CeO/Ce: max. 1,5 %,
Pomer Ce2+/Ce: max. 3 %,
Medze detekcie bez plynu v cele (3 sigma):
Be (9): min. 0,5 ppt,
In (115): min. 0,1 ppt,
Bi (209): min. 0,1 ppt,
Medze detekcie s He v cele (3sigma):
As (75): max 20 ppt,
Se (78): max 40 ppt,
Kratkodoba stabilita (20 min): max. 3 % SD,
Dlhodoba stabilita (2 hod): max. 4 % SD,
Presnost’ merania iénovych pomerov: Ag (107)/Ag (109) menej ako 0,1 %,
Autosampler: kapacita 89 vzorkovnic
Autosampler s oplachovacou stanicou pre ihlu,
PrisluSenstvo pre rutinna udrzbu:
VSsetky roztoky potrebné pre instalaciu a rutinné ladenie pristroja (1 bal)
Hadicky pre peristalitcki pumpu set pre 3 kanaly
Olej pre rotaént vakuovu vyvevu: 1 L
Tesnenie pre vzorkovaci konus
Redukéné ventily pre pripojenie pristroja
Datastanica:
Konfiguracia po¢itata musi byt’ dostatoéna pre plynulu a plnohodnotnt pracu s pristrojom
(ovladanie, meranie, vyhodnocovanie, reportovanie, zalohovanie na DVD-RW)
Monitor: min 21%, laserova tla¢iareri farebna.
Softvér ICP-MS MassHunter pre ovladanie, ladenie pristroja, zber udajov, ich vyhodnocovanie
a reportovanie s exportom do tabulkového procesora (napr. MS Excel). Vyhodnocovanie
chromatografickych $pecianych analyz,. Umoziiuje spracovanie vysledkov v skupinach (batch)
a supdateom v redlnom ¢ase pre vzorky, vnutorné Standardy a vzorky na kontrolu kvality.
Zabudované vyhdnocovanie odlahlych vysledkov. .

Plynovy chromatograf s hmotnostnym spektrometrom (GC-MS)

Plynovy chromatograf Agilent 7890A
Operacna teplota: 4°C nad teplotou okolia az do 450°C
Programovanie teploty s inkrementom 1°C
Zmena teploty v termostate so zmenou teploty okolia: < 0.01°C pri zmene o 1°C
Teplotny gradient az do: 120°C/min
Pocet teplotnych ramp: 20, 21 platd, umoznené aj negativne rampy.
Plne elektronicka regulacia prietokov, tlakov a linearnej rychlosti nosného plynu.
Snimanie teploty a tlaku okolia v readlnom ¢ase
Automaticka sustavna kontinualna on-line korekcia v redlnom ¢ase na teplotu a tlak laboratdria pre
presné riadenie prietokov a tlakov v pristroji.
Vsetky prietoky a tlaky automaticky regulované s krokom nastavenia tlaku 0,001 psi = 6,89 Pa.
Moznost’ napojenia 3 detektorov suéasne (FID, ECD, FPD, NPD, HID, XSD, PFPD, ... a ako treti
detektor TCD alebo MS)
Opakovatelnost’ retenéného ¢asu lepsia nez < 0.008% alebo < 0.0008 min
Opakovatelnost reten¢ného plochy chromatografického piku lepsia nez < 1% RSD
Zamykanie reten¢nych ¢asov naloZené na presnej regulacii tlaku nosného plynu
Moznost’ doplnit’ plnoautomatické mody prace pre
1. 2-rozmernd chromatografiu,
2. mikrofluidické delenie toku pred detektormi a
3. spitné vymyvanie kolony.
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V ramci diagnostickych nastrojov zabudovanych v pristroji je aj automatizovany test netesnosti
injektora

Zber az 4 digitalnych signalov sudasne

GLP:

sledovanie uzivatel'om nastavenych limitov

diagnostika netesnosti

elektronické zaznamenavanie vybocenia z limitov aj po€as analyz, udrzby a porach

Injektor ,,split/splitless*
Plne elektronické riadenie prietoku a tlaku plynu
Pracovna teplota do az 400°C
Rozsah pracovného tlaku do 689 kPa
Prietok plynov : az do 1250 ml/ min
Moznost’ davkovania vzorky:

1. split

2. split s tlakovym pulzom

3. splitless

4. splitless s tlakovym pulzom
Elektronické nastavenie deliaceho pomeru
Programovatelny deilaci pomer (split)
Deliaci pomer az do 7500:1
Elektronicky nastavitel'ny oplach septa

Davkovaci ventil pre plynné vzorky

6-portovy, 2-polohovy

Davkovacia slucka

Umiestneny v samostatne vyhrievanom boxe

Pripojeny s Split/Splitless davkovaGom s moZnostou delenia vzorky

Zariadenie umoziiujice vymenu kolony bez zavzduSnenia detekénej ¢asti

s moZnost’ou obratit’ prietok kolénou

Umoziiujici vymenu kolony bez zavzdusnenia detektora

Umoziujuci plne automatizovany spitny prietok kolénou pre jej rychle vymytie/Cistenie po
analyze.

S inertnym vnitornym povrchom (napr. material silcosteel)

S nizkou termélnou masou: < 15¢g

Vyhrievany rovnakym reZimom ako pec chromatografu.

Automaticky davkovac Agilent 7693

Kapacita 16 vialiek

Moznost’ pouZitia striekaciek s objemom 1 az 100 pul (roziriteI'ny na 250 a 500 ul striekacky
Cas nad4vkovania: menej ako 100 ms

Minimélny nadavkovatelny objem: 10 nl

MozZnost’ davkovania aj sendvi¢ovou technikou

Reprodukovatel'nost’ <0,3% RSD

Diskriminacia < 10 %

Chyba z prenosu < 1:100 000

Hmotnostny detektor s linearnym kvadrupolom Agilent 5975C

Pracujtci s ionizaciou narazom elektronu (EI)

Rozsah hmotnosti 1,6 az 1050 amu s krokom 0,1 uZivatel'om nastaviteny interval v celom rozsahu
Véakuovy systém pracujici s turbomolekulovou pumpou a olejovou vyvevou

Citlivost pri merani na koléone HP-5MS 30m 0,25mm 0,25um:

EI SCAN az 400:1 signal/Sum pre 1 pg oktafluotonaftalénu v nastreku (nosny plyn He)

EI SCAN az 100:1 signal/Sum pre 1 pg oktafluotonaftalénu v nastreku (nosny plyn H2)

EI SIM az 10:1 signal/Sum pre 20 fg oktafluotonaftalénu v nastreku (nosny plyn He)

Dynamicky rozsah : 10°

V celom rozsahu lepsie ako jednotkové rozliSenie hmotnosti
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Stabilita hmotnostnej osi lepSia nez 0,1 amu/ 48 hod

Monitorovanie vybranych iénov (SIM) do 100 skupin hmotnosti, do 60 hmotnosti v kazdej skupine
s automatickym prepinanim pocas analyzy

Nastavenie ¢asu snimania jedného iénu : 1-9999 ms

Ionizacia narazom elektrénu — iébnovy zdroj s dvomi filamentami

Ioniza¢na energia menitel'na v rozsahu 5-241.5eV

Prad pre emisiu elektrénov volitelny z 0-315 pA

Uzivatel'om nastavitel'né teploty idnového zdroja do 350°C a kvadrupdlu do 200°C

Rozhranie pre pripojenie MSD s nezavisle nastavitelnou teplotou do 350°C

Rychlost’ skenovania elektronicka az 12 500 amu/sec

Inertny i6novy zdroj zachovavajici si inertné vlastnosti pri abrazivnom cisteni (nevrstveny
homogénny material)

Moznost’ merania so synchronnym SIM-SCAN médom

Moznost’ automatického vytvorenia SIM metody na zaklade dat nameranych v SCAN mdde
Opakovatel'nost’ merania rete¢nych ¢asov pre stopové koncentracie lepsia ako 0,0012 min
Opakovatel'nost’ merania ploch pikov pre stopové koncentracie latok menej ako 2% RSD

Pomocny material k plynovému chromatografu

V zékladnej zostave obsahuje:
Koléna — Stacionarna faza 5% fenyl polydimetylsiloxan, 30m x 0.25mm 0.25um
Néhradny spotrebny material:

e Vyparovacia komérka (liner) 1 kus
e Sada tesneni k lineru 1 kus
e Sada tesneni k ddvkovaciemu vstupu (septd, kovové tesnenie, ) 1 kus
e Sada grafitovych tesneni kolony (ferule) 1 kus
e Sada tesneni k jednotke elektronického riadenia prietokov plynov 1 kus
e NOo6z na kapilarne kolony 1 kus
e Nevyhnutné nastroje na uZzivatel'ska udrzbu pristroja 1 sada
e Rozvodna trubka na plyny 15m (med’) 1 kus
e Redukény ventil pre pripojenie k He fl'asi 1 ks
e Kapildrne vialky 10 ks
e Plynotesné striekacky s réznymi objemami s ihlami 2 ks
e Kolona HP-5MS 30 m x 0,25 mm x 0,25 pm 1 ks

Datastanica a programové vybavenie:

Datastanica s vykonom dostatoénym pre riadenie GC-MS systému, zber Gidajov, vyhodnocovanie,
reportovanie a zalohovanie, monitor, farebna laserova tladiaren. Softvér MSD ChemStation pre
zber a spracovanie (idajov, kvalitativne aj kvantiativne vyhodnocovanie, moznost’ vyhodnocovani
dat aj pocas merania. MoZnost’ prace a vytvarania kniznic so zamknutymi reten¢nymi ¢asmi.

RTG-fluorescenény spektrometer (ionov-disperzny resp. energio-disperzny)
SPECTRO XEPOS je energiovo disperzny, rontgen fluorescenény stolny spektrometer s
polarizovanym primarnym rtg Ziarenim pre stanovovanie chemickych prvkov v laboratériu alebo
priamo v teréne (instalacia napr. v automobile). Primarne Ziarenie vybudi jednotlivé prvky
skiganého materilu, o spdsobi emisiu ich charakteristického fluorescenéného ziarenia. Budiace
Ziarenie je optimalne pre jednotlivé skupiny prvkov pomocou polarizatorov Bragg a Barkla a
sekundarnych teréikov. Pristroj sa vyznaduje vysokou citlivostou a presnostou, takze je vhodny
pre analyzu hlavnych, druhotnych a stopovych prvkov v I'ahkych matriciach (napr. vapenec,
polyméry, pody) aj v taZkych matriciach.. Rovnako je dobre vybaveny aj na presnu analyzu
hlavnych zloZiek vzoriek z oxidov. Casto sa pouZiva v elementarnej analyze na rozbory kvapalnych
vzoriek najroznejSieho charakteru. Simultanne zaznamenavanie vetkych prvkov od sodika po uran
umoziuje uskutocnit’ analyzu v priebehu niekol’kych sekind.

SPECTRO XEPOS obsahuje nasledujice skupiny komponentov:
Generator vysokého napitia pre rtg lampu

Vzduchom chladena rtg lampa s ochrannym krytom

Specialna komora pre vzorky
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menic pre 8 ter¢ikov pre optimalne budenie vzoriek

menic pre 12 vzoriek

Systém preplachovania priestoru medzi vzorkou a detektorom pomocou He
Energiovo disperzny detekény systém (komora s predzosiltiovacom)

Analdgova elektronika (impulzny procesor, analégovo &islicovy prevodnik, zdrojové
jednotky pre rozne napétia)

Viackanalovy analyzator integrovany v pocitaci pristroja

Pocitag pristroja PC

Ovléadaci software pre riadenie pristroja a zdznam merani (aplikacia pre Windows)
Analyticky software pre kvalitativnu alebo kvantitativnu analyzu riadenti pomocou dialégu
alebo automaticky (metddy s fundamentalnymi parametrami alebo empirické metody)
Prirucka s popisom a ovladanim pristroja

Popis komponentov:

Generator vysokého napitia pre rtg lampu

Rozsah napitia: mozno nastavit’ od 0 do 50 kV, stabilita lepsia nez 0.02%
Prad: mozno nastavit’ od 0 do 1 mA, stabilita lepSia nez 0.02%

Vystupny vykon: az do 50 W

Parametre rtg lampy riadené pocitaom pristroja

Rtg lampa s ochrannym krytom

Lampa s koncovym okienkom a Pd anédou

Vystupné okienko z Be, hriibka 75um

Max. napétie 50 kV s rozliSenim 12 bitov a stabilitou lepSou ako 0.02 %
Nastavitel'ny prad 0 - 2 mA s rozliSenim 12 bitov a stabilitou lepSou ako 0.02 %
Max. vystupny vykon 50 W

Ochranny kryt

Vysokonapétovy kabel pre pripojenie generatora s lampou

Vzduchové chladenie

Komora pre vzorky

Miesto pre 12 vzoriek s priemerom 32 alebo 40 mm

Polarizujuce teré¢iky: HOPG, A1203

Sekundarne teréiky: Co, Mo, Pd

Max. vySka 50 mm

Teréiky a komora riadené PC

Pre analyzu prvkov Na - S moznost’ preplachu komory He
Redukény ventil pre pripojenie He

MozZnost’ manipulovat’ so vzorkami pri zapnutej RTG lampe
Pristroj plne spliiia platné predpisy pre pracu s ionizujlicim Ziarenim

Energodisperzny detekény systém

Polovodi¢ovy detektor konstrukcie drift chamber (aktivny povrch 20 mm2, u¢inna hribka 0.3 mm)
Vstupné okno z Be, hrubka 8 um, ochranna vrstva proti agresivnym materidlom (Moxtek

DuraBe)

Energetické rozliSenie lepsie nez 140 eV na Mn Ka pri 10000 pulzoch/sec

Pulzny tok do 120 000 pulzov/s

Analégova elektronika

Impulzny procesor s odstraiiovanim zhluku impulzov

ADC (postupna aproximacia) so 4 K kanalmi a prevodom 10 ps
Zdroj pre analégovu elektroniku

Viackanalovy analyzator

Softwarova analyza signalu

Pracovny software X-LAB PRO
Zalozeny na MS Windows XP, schopny realizovat’ nasledujice metody:
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Priprava meracich postupov
- nastavenie meracich parametrov (napétie a prad rtg lampy, ter¢ik, vyber vzoriek, gain,
- stuper konverzie, prostredie pre vzorku, oticanie vzoriek, meraci as)
- nastavenie parametrov pre dekonvoluciu spektier (oblasti zaujmu pre prvky a kandly)
- urcenie kalibra¢nych parametrov / kalibracnej metddy
- nastavenie vystupnych parametrov (vystupny format, prenos udajov)
Specificka met6da pre riadenie merania (3tart, stop podl’a &asu alebo limit pre impulzy,
manualne zastavenie).
Specifickd metdda pre plne automatizované kvalitativne a kvantitativne rutinné analyzy
Funkcie viackanalového analyzatora.
Riadenie udajov (funkcie pre archivaciu, praca s kniznicami Standardov a atomovych
udajov, import a export idajov).
Dialégovo orientovany sprievodca operatora po Windows.
Kontextovy systém pomoci.
Sietova podpora pre MS Network a Novell Netware.
Analyticky software :
Automatickd kalibracia hodnét energie a hodnét Sirky poloviéného maxima
Vyhodnocovanie nameranych spektier:
- korekcia spektralnych artefaktov
- parametre metddy na odstranenie pozadia
- dekonvolucia v stilade s parametrami metddy
- Specifickd metdda pre vypocet koncentracii
Dialégova podpora kvalitativnej analyzy
Dialégova podpora kvantitativnej analyzy s chybovym vypoctom
Dialégova podpora kalibracie podl’a roznych modelov (model s fundamentalnymi
parametrami pre tenké a hrubé vrstvy, model pre kalibrécie filtrov, rozSireny Comptonov
model, poloempirické modely, empiricky model, mode]l TURBOQUANT) /

/|
sl (_>
e e
v Bratislave, diia 11.11.2011 Ing-¥4n Hrouzek, PhD.
splnomocneny zastupca
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Popis Pozadované Navrhované
verejnym uchadzacom
obstardvatel'om
Spektrometer s indukéne viazanou plazmou model ICP-MS
Agilent 7700x
Stolové prevedenie (pozaduje sa) v éno
Maximalna hmotnost’: 120 kg 115 kg
Upln4 elektronické kontrola vietkych prevadzkovych plynov, v éno
tzv. Gass Mass Flow Control (poZaduje sa)
Zariadenie musi byt hardvérovo a softvérovo prispésobené v ano
na umoZznenie Speciaénych analyz
Zariadenie musi umoZilovat’ analyzu izotopov v ano
Chladiaca jednotka s cirkulaciou chladiaceho média v ano
(poZaduje sa)
Zariadenie musi byt prispdsobené na mozné pripojenie v ano
plynovej chromatografie (GC).
RF generidtor:
PoZadovand frekvencia: 27 MHz 27 MHz
Nastavenie vykonu: min. od 500 do 0Od 500 do 1600 W
1600 W

Horék:
Z jedného kusu pozaduje sa ano
Vnutorny priemer horéka 2,5 mm 2,5 mm
Nastavenie polohy hordka motorické v 3 osiach s krokom 0,1 mm 0,1 mm
Plazma:
Optimalizacia polohy hordka automatickd automatickd
Tieneny horak v 4no
Detektor:
Dynamicky rozsah detektora 9 poriadkov 9 poriadkov

RozpraSovaci systém (nebulizér) — privod vzorky

Systém musi byt vybaveny pre pracu s vodnymi vzorkami
a vzorkami s obsahom vol'nej kyseliny fluorovodikovej (HF)

pozaduje sa

1 rozpraSovaci systém
pre vodné vzorky a 1
rozpraSovaci systém

Davkovaci systém pre $peciacnu analyzu s izokratickym
Cerpadlom

poZaduje sa

pre vzorky s HF
ano

Dévkovad vzoriek — autosampler:

Automaticky davkova¢ kvapalnych vzoriek

pozaduje sa

ano, integrovany
autosampler

Kapacita ddvkovaca min 80 vzoriek

pozaduje sa

kapacita 89 vzoriek

Software:

Softvér umoZiiujici jednoduché ovladanie pristroja v Mass Hunter WS
a automatické ladenie pristroja
Vyhodnocovanie chromatografickych $pecianych analyz v 4no
Softvér umoziujuci spracovanie vysledkov v skupinach v ano
(batch) s updateom v redlnom Ease pre vzorky, vnitorné
Standardy a vzorky na kontrolu kvality
Software umozitujuci jednoduchy export dat k d’al§iemu v ano
spracovaniu v tabul’kovom editore
Softvér so zabudovanym vyhodnocovanim odl'ahlych v ano
vysledkov
Data stanica s vykonom dostatoénym pre riadenie systému, ano
LCD monitor, farebnd laserova tlaciareii
PoZiadavka na detekéné limity (DL) pre vybrané prvky
Prvok: PoZadovany DL ppt

As 20 20 ppt

Se 40 40 ppt
PrisluSenstvo pre spustenie pristroja do previdzky:
Pozaduju sa vsetky potrebné suéasti a softvér pre uspe$nu v éno
inStaléciu a spustenie pristroja do prevadzky (v¢itane
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redukénych tlakovych ventilov pre plyny) a predvedenie
funkénosti v $pecifikovanych parametroch

PrisluSenstvo pre rutinni udrZbu systému v éno
Viacprvkovy $tandard pre ladenie systému v ano
Plynovy chromatograf s hmotnostnym spektrometrom (GC-MS)
Specifikécia:
Popis Pozadované verejnym Navrhované
obstardvatelom uchddzaom
Dvojkandlovy plynovy chromatograf pre analyzu model Agilent
kvapalin a plynnych vzoriek s hmotnostnym 7890A/5975C
spektrometrom (GC-MS)
Operacna teplota: min. rozsah: 4°C nad teplotou ano
okolia aZ do 450°C
Teplotné programovanie min. 10 rdmp 20 rémp
Teplotné programovanie min. 11 plateau 21 platé
Teplotné programovanie nastavitel'né v rozsahu min. 1 - 120°C/min ano
Digitalne riadenie prietoku a tlaku nosného plynu v ano
s moznost'ou programovania
Minimallny rozsah tlaku nosného plynu: 0-650 kPa 0 - 689 kPa (100
psi)
Zabudovany systém pre zniZenie spotreby plynov v ano
Presnost regulécie tlaku plynov 10 Pa 0,001 psi~ 6.89
Pa
MozZnost’ napojenia min. troch detektorov (TCD, FID, ECD v ano
alebo NPD)
MozZnost’ doplnenia o d’alSie injektory v ano
On-line korekcia na zmeny atmosférického tlaku v ano
Zamykanie retenénych ¢asov zaloZené na presnej regulacii v ano
tlaku nosného plynu
Injektor:
Split/Splitless (S/SL) s moZnost'ou nastavenia teploty min. 50 - 400°C 50 —400°C
v rozsahu:
Davkovanie plynnych vzoriek vyhrievanou davkovaciu v éno
slu¢kou s moZnostou splitu
Plne elektronické riadenie prietoku v ano
Deliaci pomer nastavite'ny a% do 7500:1 v 4no
Hmotnostny spektrometer:
Jednoduchy linearny kvadrupdl s vyhrievanim do teploty v 4no
200°C
PoZadovany rozsah hmotnosti do min. 1050 amu 1050 amu
Rychlost’ skenovania min. 12 500 u/s 12 500 anu/sek
Elektrénové ionizacia v ano
Ioniza¢ny prud nastavitelny do min. 300 pA azdo 315 pA
Energia iénov nastavitel'nd do min. 240 eV azdo241,5eV
Iénovy zdroj s dvomi filamentami vyhrievany do min. 350°C do 350 °C
Turbomolekulova pumpa pozaduje sa ano
Systém pre vymenu kolény bez potreby zavzdusnenia MS pozaduje sa ano, aj s
moznostou
obracania prietoku
v koldne
Standardné inStalaéné Specifikdcie:
EI SCAN: 1uL 1pg/uL Oktafluornaftalénu (OFN) pre m/z poZaduje sa 400:1
272 arozsah 50-300 amu, 400:1 pre hélium ako nosny plyn
EI SCAN: 1uL 1pg/ul Oktafluornaftalénu (OFN) pre m/z poZaduje sa 100:1
272 arozsah 50-300 amu, 100:1 pre vodik ako nosny plyn
EI SIM: 1uL 20 fg/uL Oktafluornaftalénu (OFN) pre m/z pozaduje sa 10:1

272, 10:1 pre hélium ako nosny plyn
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Autosampler pre ddvkovanie kvapalin:

Kapacita vzoriek min. 15 16 vzoriek
Diskrimindcia max 10 % <10%
Chyba z prenosu (carryover) max 1:100 000 <1:100 000
MozZnost’ pouZitia striekaciek 1—100 pl 1—100 pl,
rozsiritelné do 500
pl
Cas nadévkovania max 100 ms <100 ms
Minimélny naddvkovatelny objem max. 10 nl 10 nl
MoZnost’ ddvkovania sendviéovou technikou pozaduje sa ano
Reprodukovatelnost <0,3 % RSD <0,3 % RSD
Data stanica (hardvér):
Data stanica s vykonom dostatoénym pre riadenie v ano
systémuGC-MS, LCD monitor, farebnd laserova tlaciareti
Programové vybavenie:
SW vybavenie pre zber a spracovanie dét v MSD ChemStation
SW musi mat’ zabudovany systém pre kvalitativne ako aj v ano
kvantitativne vyhodnocovanie dat s moZnostou
vyhodnocovania dét prave meranych
MoZnost’ vytvarania vlastnych spektralnych kniZnic so v 4no
zamknutymi retenénymi ¢asmi
PrisluSenstvo potrebné na uvedenie zariadenia do
prevadzky:
PoZaduju sa vietky potrebné sticasti a softvér pre tispeSnu v 4no
instaldciu a spustenie pristroja do prevadzky (v&itane
reduk&nych tlakovych ventilov pre plyny) a predvedenie
funkénosti v $pecifikovanych parametroch
Sada tesneni k ddvkovaciemu vstupu 10 10 ks tesneni
Sada vialiek so septami a uzdvermi 100 100 ks vialiek
Kapilarne vialky s uzaverom na uchovéavanie vzoriek a pozaduje sa Ano
referenénych roztokov prchavych organickych rozpustadiel 10 ks kapilarnych
(10 ks) + plynotesné striekacky (2ks) s r6znym objemom, vialiek
ihly s prislugnou dizkou. 2 ks plynotesné
striekacky s
rdznymi objemami
a ihlami s
prislusnou dizkou
Sada tesneni kolény 10 10 ks
Sada tesneni k jednotke elektronického riadenia prietokov 1 sada 1 sada
plynov
1 ks ndZ na kapilarne kolény v 1 ks
Sada nevyhnutnych néstrojov na uZivatel'ska udrzbu pristroja v ano
1 ks koléna 30 m x 0,25mm x 0,25 pm v 1 ks kolény HP-

5%fenyl 95%polydimetylsiloxan

5MS, 30 m x 0,25
mm x 0,25 um

RTG-fluorescenény spektrometer (ionovo-disperzny resp. energio-disperzny

v

Specifikacia:

Spektrometer zaloZeny na rontgenovom fluorescenénom model
Ziareni s ibnovo-disperznym, resp. energiodisperznym Spectro Xepos
detektorom XEP03
Budenie fluorescenéného spektra pomocou polarizovaného v ano
primarneho Ziarenia bez nutnosti pouZivania filtrov

Generétor vysokého napitia pre RTG lampu v ano
Rozsah napéitia 0-50kV ano
Stabilita napétia lepsia ako 0,02 % lepsia ako 0,02 %
Rozsah prudu 0-1mA 0—1mA
Stabilita pridu lepsia ako 0,02 % lepSia ako 0,02 %
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Vystupny vykon azdo 50 W azdo 50 W
Parametre lampy riadené po¢itatom v ano
RTG lampa
Lampa s koncovym okienkom a Pd anédou 4 Pd andda a
koncové okienko
Vystupné okienko z Be s hribkou 75 pm 75 pm
Chladenie vzduchom vzduchom
Nastavitelny prad do 2 mA 2 mA
Komora pre vzorky
Kapacita vzoriek min. 10 12
Ochranné clona RTG Ziarenia umoZiiujica otvorit’ meraci v ano
priestor bez nutnosti vypnutia RTG lampy
Polarizujtce teréiky HOPG, AL203 HOPG, AI203
Sekundérne teréiky Co, Mo, Pd Co, Mo, Pd
Ochrana Ziarenia s nizkou energiou (pre meranie prvkov Na — héliovy preplach ano
S)
Velkost kyviet min. 32 mm 32 mm
Hlavice pre lisovanie tabliet sada 1 sada
RTG detektor:
Polovodi¢ovy detektor tzv. drift chamber v 4no
Aktivny povrch min. 20 mm” 20 mm”
Utinné hribka min. 0,3 mm 0,3 mm
Energetické rozlienie lepie na Mn Ka pri 10000 pulzoch/sec lepSie nez 145 eV ano, < 140 eV
Spracovanie signdlu:
Impulzny procesor v ano
ADC s0 4 kanalmi 4 kanaly 4 kanaly
Prevod max. 10 us 10 us
Data stanica (hardvér):
Data stanica s vykonom dostatoénym pre riadenie systému, v ano
LCD monitor, farebna laserova tlaCiareni
Programové (softvérové) vybavenie:
S funkciou pripravy meracich postupov v 4no
Automaticka kalibracia hodndt energie a hodndt polovi¢ného v éno
pdsma
Korekcia spektralnych artefaktov v 4no
Dekonvolucia podl'a parametrov metédy v 4no
Dial6gova podpora kvalitativnej analyzy v ano
Pouzitie rdznych matematickych modelov kalibrécii v ano
(empiricky model, model fundamentélnych parametrov pre
hrubé vrstvy a tenké vrstvy, ktory umoZiiuje analyzovat filtre)
PoZaduju sa vietky potrebné st&asti pre Gispednti intalaciu v 4no
a spustenie pristroja do prevadzky (véitane redukéného
tlakového ventilu a kapilar pre privod He) a predvedenie
funkénosti v §pecifikovanych parametroch. /
/// :
il ~—

v Bratislave, diia 11.11.2011

“~~_Ing. Jan Hrouzek, PhD.

splnomocneny zastupca
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